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晶体材料X射线衍射仪旋转定向
测试方法

1 范围

本标准规定了使用X射线衍射仪,在测试中对样品进行旋转,从而确定晶体材料取向的测试方法。
本标准适用于晶体材料取向的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JB/T9400—2010 X射线衍射仪 技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
晶体 crystal
在三维空间中由原子、离子或分子以周期性图形排列组成的固体。

3.2 
晶面 crystallographicplane
通过晶体空间点阵中不在同一直线上的三个节点的平面。

3.3 
晶面指数 crystalindex
晶面在三个单位长度晶轴上截距的倒数的最小整数比。

3.4 
结晶学表示法 crystallographicnotation
用于标示晶体中晶面和晶向的指数的一种符号体系。
示例:晶面(100);晶向 [100]。

3.5 
晶向偏离角 off-orientationangle

φ
样品测试面法线与测定晶面法线之间的夹角。

4 方法原理

4.1 晶体材料X射线衍射原理

以三维周期性点阵排列的晶体材料,单个晶粒可以看作原子在三维空间一系列面间距为d 的平行

平面排列所构成,当一束平行的单色X射线射入该晶面,且X射线在相邻平面之间的光程差为其波长
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